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并自1990年04月01日起施行。
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表面粗糙度计量器具检定系统表*

本检定系统表规定了表面粗糙度Rz和Ry参数为0.1~80μm以及Ra 参数为0.1~
10μm范围内的国家计量基准所包含的全套主要计量器具和主要计量学参数,从国家计

量基准器具通过标准计量器具向工作计量器具进行量值传递的程序,并指明误差和基本

检定方法。

一 计量基准器具

表面粗糙度国家基准用于复现和保存粗糙度参数Rz和Ry 在0.1~80μm测量范围

内以及Ra参数在0.1~10μm测量范围内的长度单位,通过计量标准器具向国内各生

产和使用单位的工作计量器具传递量值,以保证全国表面粗糙度量值的统一。
国家基准由下列全套计量器具组成:
有专用单色光源的干涉显微镜基准装置;
触针式表面粗糙度测量系统,包括专用微机系统、连接硬件和成套软件;
一组表面粗糙度基准样板和基准阶梯量块组。
国家基准保证:当测量微观不平度高度的极值参数Ry 和Rz 时,在0.1~1μm范

围内,其未消除的系统误差 (s)不超过0.005μm,随机误差 (单次测量的标准偏差

σ)不超过0.005μm;在>1~80μm范围内,s不超过0.03μm,σ不超过0.03μm。
当测量微观不平度轮廓算术平均高度Ra 参数时,在0.1~0.25μm范围内,其未

消除的系统误差 (s)不超过0.005μm,随机误差 (单次测量的标准偏差σ)不超过

0.002μm;在>0.25~10μm范围内,s不超过0.007μm,σ不超过0.003μm。
为了保证按上述准确度复现表面粗糙度参数Ra 以及Rz、Ry 测量的长度单位,必

须遵守国家基准的保管、使用规则和测量操作程序。

二 计量标准器具

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

  采用表面粗糙度标准样板作为粗糙度量值传递的主要计量标准器具。标准样板的型

式有两大类:一类为标准单刻线样板 (包括组成阶梯高度的阶梯式实物标准),单刻线

沟槽深度 (或阶梯高度)为0.1~80μm范围,用作传递微观不平度高度极值参数Ry

和Rz的标准器具;另一类为标准多刻线样板 (包括其他类似型式的用于校验触针式仪

器的校验样板),其Ra参数值在0.1~10μm范围,用作传递粗糙度参数Ra 的标准器

具。标准多刻线样板按其准确度和使用对象分为一等和二等两个等级。
由计量基准器具用直接检定法分别检定各类型的标准样板。一等标准多刻线样板可

通过随机误差 (σ)不大于1%的触针式仪器,用比较法检定二等标准多刻线样板。
检定标准单刻线样板沟槽深度的不确定度δ (3σ),在0.1~1μm范围为±(5~

1)%,在>1~80μm范围为±(3~0.5)%。
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